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5.~ Métedo de Debye-Scherrer. Tipos de cdmaras. Goomotrfs de 1us

edmaras. Diferentes posicioncs dc la pelfeule con respeeto dl

haz de rayos X Hedicldn de los fngulos de Brugg. Ueterninacidn
de los espaciados @ . Colocacidn de fndices cn el sistoma od-
bico; métodos grdficos y analfticos. Determinscidn de la cole
da unidad.Colocacidn de los {ndices on los sistemas tekagonal
vy hexagonal; métodos grdficos v analfticos, Colocucidn de les
{ndices en los sistemas rdmbico y monoelinico.

Ge= Detorminacidn procisa de las constm tes reticulares. Brrorcs
en la mcgleidn de los espucindos 4 , absorcidn y refraceidn
Errores sigstemdticos. Mdtodos procims de medieidn. Método
Straumanis. Métodes dc eMtrupolacidne.

7¢~ Intensidad de difraceién. Intensidnd absoluta vy relativa.Fae-
tores que afectan la intensidad de difraceidn; factores o omd
tricos;fuctores fisicos. Medieidn de intonsidades; por fotomg
tria y por cstimacidn visual. fsealn s de intensidad y su prepa
racidn. Efecios especlales d- difusidn y aifraceidn.

8e~ Idontificacid. de sustaneins por ol méiodo de polwo. Andlisig
cualitativo. letcrmingcidn de fases minoraldsdcas. Al sistoma
#5IM y su aplicacion prdeticu. sleances y lfmites dol mdtodo,

Je= Difractometria ds contudor. “rincipios y usos del métcdo.Png
cipio seométrico del gonidmetro de difraceidn; sistoma de com
limacidn. Tubos detectores; tubo Gel or-)dfilcr. Tdenica de -

registro y de coatudor. freparacidn de lo mucsira.
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Anélisis cuantitativo; aspecios gonerales. Alcances y 1i-
mites del mdtodo. Mezelas de dos componentes;mezclas de =-
n componantes. Método de las adiciones eonocidad., Mdtodo
del standard interno. Freparaeidn de patrones y de la eur
va de calibracidn.

Identificueidn do areillas medim de difractonmetria. Prin-
elpios en que se basa. frineipilo fundumental de la estrug
tura eriatalina de los mineriles areillosos; silicatos law-
minares. 3istemftica de los siliecutos de Frisdrich Liebau.
Identificacidn de los mineralos arcillosos: grupos de los
caolines; motmorillonitas; micssjcloritas. ‘reparacidn de
las muecatras; muestras orientadas y no oricntadas. :ndlisias

cunantitativo; alsances y lfmites del método.
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